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Parameter Wert Einheit

Länge 2.42 mm

ISO 4287
Amplituden-Parameter - Rauheitsprofil

Rz 1.74 µm Gauß-Filter, 0.8 mm

Ra 0.209 µm Gauß-Filter, 0.8 mm

Amplituden-Parameter - Primärprofil

Pt 2.55 µm

Abstands-Parameter - Rauheitsprofil

RSm 0.0463 mm Gauß-Filter, 0.8 mm
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Parameter Wert Einheit

Länge 2.55 mm

ISO 4287
Amplituden-Parameter - Rauheitsprofil

Rz 2.44 µm Gauß-Filter, 0.8 mm

Ra 0.333 µm Gauß-Filter, 0.8 mm

Amplituden-Parameter - Primärprofil

Pt 3.42 µm

Abstands-Parameter - Rauheitsprofil

RSm 0.0521 mm Gauß-Filter, 0.8 mm

Profilschnitt
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